Ar-Ge Test Miihendisi

ODTU MEMS Merkezi Laboratuvarlarinda ve Temiz Alanlarinda gelistirilen MEMS duyargalarinin fonksiyonel
testlerinin tasarimi, kurulumu ve gergeklestirilmesinden sorumlu olacak ve 4857 sayili is Kanunu hiikiimlerine
gore galisacak Ar-Ge Test Miihendisi aranmaktadir.

Aranan Nitelikler:

e Universitelerin, elektrik — elektronik, mekatronik miihendisligi veya benzeri béliimlerinden mezun olmak

e ATPG (Automatic Test Pattern Generation) ve BIST (Built-in Self Test) gibi konseptlerde bilgi sahibi olmak

e C, CH, C++, LabVIEW dillerinden en azindan birine hakim olmak

e Baski devre tasarimi konusunda deneyimli olmak (Altium, Allegro, or Eagle PCB kullaniminda deneyimli
olmak) ve elektronik kartlarin sematiklerini inceleyip test 6nerileri sunabilmek

e FPGA ve dijital tasarim deneyimi olmak ve bu platformlarda hata ayiklama yapabilmek.

e Elektronik lab ekipmanlarini (fonksiyon jeneratori, osiloskop, lojik analizor, yari iletken cihaz analizord,
spektrum analizort) ileri seviyede kullanabilmek

e Pul seviyesinde ve Uriin seviyesinde test otomasyonu saglayabilmek

e Esnek calisma saatlerine ve yogun c¢alisma temposuna uyum saglayabilmek

e Analitik duslince yapisina sahip, problem ¢6zme yetenegi gelismis, yasam boyu 6grenme aliskanliklarina
sahip olmak

e iletisim ve koordinasyon becerileri giigli, insan iliskileri iyi ve takim ¢alismasina yatkin olmak

e Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, disiplinli, dikkatli ve hedef-sonug odakli olmak

e lyi derecede yazili ve sézli ingilizce bilmek ve raporlama yapabilmek

e MS Office programlarini ¢ok iyi diizeyde kullanabiliyor olmak

e Erkek adaylar icin askerlikle ilisigi bulunmayan

Adaylarin asagidaki niteliklere sahip olmasi tercih sebebidir:
e OSYM tarafindan esdeger kabul edilen yabanci dil sinavlarindan YDS’ye gére en az 75 puana karsilik gelen bir
puan almis olmak
e KPSS'den 65 ve lizeri puan almis olmak

Gorevleri:

e MEMS duyargalarinin elektronik testleri igin gerekli donanim ve yazilimi gelistirip fonksiyonel testleri
gerceklestirmek

e Test edilebilen prototip baski devre tasarimi yapmak ve Ustlinde regiilatér, ADC, DAC, FPGA, mikroislemci ve
hafiza entegre devre elemanlari bulunan baski devrelerin testlerini ve hata ayiklamalarini yapmak

e Gerektiginde dijital tasarim ve FPGA platformunda test gelistirmek

e Gerektiginde goriintl isleme veya istatiksel analiz icin kodlama yapabilmek

e Elektro-optik veya Elektro-mekanik duyargalarin test ve dogrulamalarini, performans parametrelerini 6lgiip
raporlamak; gerekli geri-bildirimleri aktarmak

e Var olan test diizeneklerin verimini artirmak ve otomasyonunu saglamak
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